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Basic XRD Course培训内容 

 Introduction to Crystallography 

 Additional Background Information 

 Powder Diffractometers 

 How are XRD Data Collected? 

 X’Pert HighScore (Plus) 软件应用 
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Powder Diffractometers 



Powder Diffractometers 



样品制备 

 首先，需把样品研磨成十分细小的粉末颗粒（360目的粉末 ），使试

样在受光照的体积中有足够多数目的晶粒，且晶粒是随机取向。这样，

才能满足获得正确的粉末衍射图谱数据的条件，才能保证用衍射仪法

获得的衍射强度值有很好的重现性。 

 然后，把样品粉末制成有一个十分平整平面的试片。 最简单又常用

的是“压片法” 和“涂片法” 。前者用量较大，后者用量少。 
     

粉末衍射仪要求样品晶粒数目足够多且表面平整 

How are XRD Data Collected? 



How are XRD Data Collected? 

扫描方式 
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How are XRD Data Collected? 

扫描方式 



强大友好的分析软件 

X’Pert HighScore (Plus) 软件应用 
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X’Pert HighScore (Plus) 软件应用 

• 物相定性和定量分析 

• 晶粒大小和点阵畸变计算 

• 结晶度计算 

• 点阵参数精确计算 

• 全谱拟合 

• 解晶体结构 





       谢    谢 ！ 


